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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs & la date de reconfirmation de la
publication sont disponibles aupres du Bureau Central de la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from
IEC National Committees and from the following IEC
sources:

e Bulletin de la CEI

*  Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* [Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Termipologie

En ce dui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporterp & la CEl 60050: Vocabulaire Electrotechnique
Internatjonal (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparéq traitant chacun d'un sujet défini. Des Jdétails
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur ¢
Voir éggdlement le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les terfnes et définitions figurant dans la présente

cation pnt été soit tirés du VEI, soit spécifiquem
approuyés aux fins de cette publicatip

Symboles graphiques

Pour leg symboles graphigues), les symbole
signes fl'usage génro és par/la
consultgra:

et pour |es appargils€l

- |a<CEl 60878: Symboles graphiques pour

e |EC Bulletin
* |EC Yearbook

60050:
vhich is
j with a
plied on

ht publi-
e been
on.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols anf signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 60027: Letter symbols to be (sed in
electrical technology;

— |EC 60417: Graphical symbols for lise on
equipment. Index, survey and compilation| of the
single sheets;

— |EC 60617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |IEC 60878: Graphical symbols for plectro-
medical equipment in medical practice

équipements électriques en pratique médicale

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 60027, de la CEl 60417,
de la CEI 60617 et/ou de la CEl 60878, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant & la fin
de cette publication, qui énumerent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 60027, IEC 60417,
IEC 60617 and/or IEC 60878, or have been specifically
approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 12-6: Dispositifs optoélectroniques —
Spécification particuliere cadre pour photodiodes
a avalanche avec ou sans fibre amorce,
pour systemes ou sous-systemes a fibres optiques
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AVANT-PROPOS

CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisat'n
maines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre
ternationales Leur élaboration est confiée a des comités d'é yo

n gouvernementales, en liaison avec la CEl, part|0|pe
oitement avec I'Organisation Internationale de Normalis

s décisions ou accords officiels de la S echniques, représentent,
psure du possible un accord internatighal j gonné que les Comités ng
éressés sont représentés dans chaque

s documents produits se présentent so lls sont
mme normes, rapports techniques ou gdides et agrég tels par les Comités nationaux

hns le but d'encourager ! €s nationaux de la CEI s'engagent a a

facon transparente, dafs toite : mes internationales de la CEIl dans leurs
tionales et régional \ e de la CEIl et la norme nationale ou rég
rrespondante doit étre ette derniéere
CEl n'a f au §E le marquage comme indication d’approbation
sponsabilité ® pas{engagée quand-un™atéwiel est déclaré conforme a I'une de ses normes.
pttention est attirée s ns’des éléments de la présente Norme internationale peuvg
bjet de droit tellectuglle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre teny
sponsable de xe pas avoir‘identifi€_deAels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existeng

lisation
CEl a
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Normes
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Le tex

rme El 60747-12-6 a été établie par le sous-comité 47C: Dispositifs
bnique age \et d'imagerie, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispos
pndusteur.
norme, est spécification particuliére cadre pour photodiodes a avalanchg
nes,et'sous-systemes a fibres optiques.
te de cette norme est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
47C/153/FDIS 47C/172/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
la spécification dans le systeme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques

(IECQ

).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 12-6: Optoelectronic devices —
Blank detail specification for avalanche
photodiodes with/without pigtail,
for fibre optic systems or subsystems
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e IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide opgdani
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47C/153/FDIS 47C/172/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting

indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number

in the

IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS —

Partie 12-6: Dispositifs optoélectroniques —
Spécification particuliere cadre pour photodiodes
a avalanche avec ou sans fibre amorce,
pour systéemes ou sous-systémes a fibres optiques

Le systéme CEIl d'assurance de la qualité des composants élg ] tionne
confofmément aux statuts de la CEI et sous son autorité. Le but de_ cg 8 est définir
les prpcédures d’assurance de la qualité de telle fagcon que les com 8y livrés
par un pays participant comme étant conformes aux exigences, icable
soientl également acceptables dans les autres pays particigants autres
essaig.

Cette | spécification particuliére cadre fait partie d’ gtions particylieres
cadres concernant les dispositifs a semiconducteuys; ¢ ations
suivantes de la CEl:

CEIl 6Pp747-10/QC 700000: 1991, Disp cation
générique pour les dispositifs discrets e

CEl p0747-12/QC 720100: 1991, partie:
Spécification intermédiaire/ps i

Rensgignements néces

Les nombres pI ette page et la page suivante correspondenht aux
indications suivantgs qu 2s dans les cases prévues a cet effet.

Identification de 13 liere

[1] fonal habilit¢ (ONH) sous l'autorité duquel la spécification
(2]

[3] Numéros de référence et d’édition des spécifications générique et intermédiaire.

(4]

Numéro national de la spécification particuliére, date d’édition et toute autre information

requise par le systéme national.

Identification du composant

(5]
(6]

Fonction principale et numéro de type.

Dessin d’encombrement, identification des bornes, marquage et/ou référence aux

documents correspondants pour les encombrements.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 12-6: Optoelectronic devices —
Blank detail specification for avalanche
photodiodes with/without pigtail,
for fibre optic systems or subsystems

INTRODUCTION

The IEC quality assessment system for electronic components is operated in actQrdandge with
the statutes of the IEC and under the authority of the IEC. The object githis systemi define
quality y one
partic n are
equall

This b Juctor
device

IEC 6 on for
discrdte devices and integrated circuits

IEC 6Pp747-12/QC 720100: 1991, Semico on for
optoelectronic devices

Required information

Numbgrs shown in brag ms of
required informatioq,

Identification of th: €

[1] detail
2] |

[3] [The numbers ang issue numbers of the generic and sectional specifications.

[4] [The national number of the detail specification, date of issue and any further inforr:ration,

Identification of the component

(3]
(6]

Main function and type number.

Outline drawing, terminal identification, marking and/or reference to the relevant

document for outlines.
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boitier.
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Renseignements sur la construction typique (matériaux, technologie principale) et le

Si un dispositif posséde plusieurs types de produits dérivés, ces différences doivent étre
indiquées, par exemple les particularités des caractéristiques dans le tableau comparatif.
Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, les précautions nécessaires
a observer doivent étre ajoutées dans la spécification particuliére.

[8] Catégorie d’assurance de la qualité conformément a 2.6 de la spécification générique.
Les articles indiqués entre crochets dans les pages suivantes de cette norme, qui
correspondent a la premiere page de la spécification particuliére, sont destinés a guider le
rédacfeur de ta specification; iis e doivent pas figurer dans 1a Specmcallon ArtCUiiere,
[Nom (adresse) de I'ONH responsable [1] | [Numéro de la spécifican rtic I|ere [2]
(et éventuellement de I'organisme aupres duquel la IECQ, plus numéro d'é n et/ te.]
spécifiqation peut étre obtenue).]
COMPQSANT ELECTRONIQUE DE_ [3] [4]
QUALITE CONTROLEE CONFORMEMENT A: UMéro
Spécifi¢ation générique: CEl 60747-10/QC 700000
Spécifitation intermédiaire: CEl 60747-12/QC 720100
[et réféfences nationales si elles sont différentes.]
SPECIKICATION PARTICULIERE CADRE POUR PHOTODI [5]
AVEC RES OPTIQUES
[Numé sitifs a structure similaire.
Rensei /
1 Desdription mécanique [6] \EQ?escription [7]
Références d'encombrement ou refé ase Phetotigde a avalanche pour systémes ou soug-
de boitler: systemes a fibres optiques

— pelon CEI 60191-2 atériau semiconducteur: Si, Ge, InGaAs, ...

— pationales [en l'abse Matériau d’encapsulation:Métal/verre/plastique/jputre

d'encombrement ZEV]. o L. )

Application: numérique, analogique, ...
Dimendions et conneXions; . L . R
(terminhl é efé [Certaines caractéristiques importantes peuvenf étre
[Caract . ajoutées.]
Informgti 3 Niveaux d’'assurance de la qualité [8]
(voir arfi . T
[A choisir dans 2.6 de la spécification générique].

de |

— ptructurg' de la fibre amorce;

— Jongueur minimale de la fibre amorce;

— connecteur (s'il y a lieu).

[Peut étre transféré ou donné avec plus de détails
a l'article 9 de cette norme.]

Marquage: Lettres et chiffres/code couleur
[voir I'article 6 de cette norme.]

Indication de polarité, si une méthode spéciale
est utilisée.
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[7]

(8]

-9

Information on typical construction (materials, the main technology) and the package.
If the device has several kinds of derivative products, those differences shall be

indicated, e.g. feature of characteristics is

the comparison table.

If a device is sensitive to electrostatic charges, a caution statement shall be added in the
detail specification.

Category of assessed quality according to 2.6 of the generic specification.

The clauses given in square brackets on the next page of this standard, which forms the front
page of the detail specification, are intended for guidance to the specification writer and shall
not be included in the detail specification.

AN

[Name [address) of responsible NAI [1] [Number of IECQ detail specjficqtion [2]
(and pdgssibly of body from which specification is number plus issue number drd/or datey
available).] A
ELECTRONIC COMPONENT OF [3] [4]
ASSESISED QUALITY IN ACCORDANCE
WITH: u er repgats
Generi¢ specification: IEC 60747-10/QC 700000
Sectiorjal specification: IEC 60747-12/QC 720100
[and ngtional references if different.]
BLANK|DETAIL SPECIFICATION FOR AVALANCHE PHO [5]
PIGTAIL, FOR FIBRE OPTIC SYSTEMS OR S
[Type qumber(s) of relevant device(s) and, if appxopria
Orderinlg information: see clause 7 of this standard. (\
1 Mechanical description \é Shortdescription [7]
Either gutline references or pase Avalanche photodiode for fibre optic systems

- frpm IEC 60191-2 Semiconductor material: Si, Ge, InGaAs, ...

- ngtional [if the Encapsulation: metal/glass/plastic/other
Outline|drawing and conné Application: digital, analogue, ...
(terminpl connected to [Some important quick reference data may be addpd.]
[Charagteristics of opticaNpo
Informgtion on iy 3 Categories of assessed quality [8]
(pigtail [fibre . e

[Choose from 2.6 of the generic specification.]

- filbre type, co

- nyimerical apegture;

- cgating (primary/seeondary);

- structure of the pigtail;

- minimum length of the pigtail;

- connector (where appropriate).

[May be transferred to, or given with more details, in
clause 9 of this standard.]

Marking: letters and figures/colour code
[see clause 6 of this standard.]

Polarity indication if special method is used.
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4 Valeurs limites (systéme des valeurs limites absolues)

Ces valeurs s'appliquent pour une diode dans la gamme des températures de fonctionnement,
sauf indication contraire.

[Répéter uniquement les numéros et textes des paragraphes utilisés. D'éventuelles valeurs
supplémentaires sont a donner a I'endroit convenable, sans numéro de paragraphe.]

[l convient que les courbes figurent, de préférence, a I'article 10 de la CEl 60747-12-4.]

Pard- vareuars mites Sympote valear Uhité
graphe littéral Min( m
4.1 Température ambiante ou température de boftier Tamp OU x\\ X Cc
Tcase
4.2 Température de stockage Tst
4.3 Température de soudage (spécifier le temps de Ts) x
soudage et la distance minimale par rapport au boftier) N
[Les conditions recommandées (température, durée, \
....) peuvent étre données a l'article 10)]
4.4 Rayon de courbure de la fibre amorce (a la distanc| mm|(cm)
spécifiée par rapport au bottier)
4.9 Choc Q X m/$2, s
4.4 Vibration X m/sf, Hz
4.7 Accélération (s’il y a lieu) X my/s?
4.8fF Force de traction dans I'axe du cab

— Structure lache:

traction sur | F X N
traction sur F X N
- Stru

traction’s F X N
4.9 Ir X mA(A)
4.1p Ie X mA(A)
4.10 Piot X mw (W)
4.1p <\%< ®, X mW (W)

* Pqur les dispoSitifs a)m amorce.
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4 Limiting values (absolute maximum rating system)
These values apply per diode over the operating temperature range, unless otherwise stated.

[Repeat only clause numbers used, with text. Any additional values should be given at the
appropriate place without clause number(s).]

[Curves should preferably be given in clause 10 of IEC 60747-12-4.]

Subclause Limiting value Letter Value Unit
symbol Min, —~Max.
441 Operating ambient or case temperature Tamb OF X FC
Tcase

442 Storage temperature Tstg ’X> FC
413 Soldering temperature (soldering time and minimum Sld x X PC

distance to case shall be given)

[Recommended conditions (temperature, duration, ...)

may be given in clause 10.] \/
414 Bend radius of pigtail (at specified distance r > mn} (cm)

from the case)
415 Shock 6 X mfs2, s
4l6 Vibration X m/$2, Hz
417 Acceleration (where appropriate) X m/s?2
48* Tensile force along cable axis

— loose structure:

fibre tensile stre F X
cable tensile’streng F X
F X N
419 Ir X mA(A)
4110 Ir X mA(A)
411 grating or case temperature Ptot X m\V (W)
4.12<\R<an\\t\p%er into the optical port &, X m\yV(W)
* Fgr deviMpigN.
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5 Caractéristiques électriques et optiques

— 12 —

Voir les exigences de contrdle a l'article 8 de cette norme.

60747-12-6 © CEI:1997

[Les signes entre parenthéses correspondent aux caractéristiques données «s'il y a lieu» ou en
variantes:

— Les caractéristiques marquées «s'il y a lieu» dans cet article et dans la partie concernant
les contréles doivent soit étre omises soit, si elles sont spécifiées, étre alors mesurées.

- Pour Ies caracterlsthues donnees en varlantes |I est preferable de Ialsser IaIternatlve

ou erents
fabricants ou pays ]
[Répéter uniqguement les numeéros et textes des paragraphes uelles
caracléristiques supplémentaires sont a donner a l'endroit co Mero de
paragfaphe(s).
Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme s , il convient
d'indiquer les valeurs correspondantes sur des lignes Vitant autant que
possihle de répéter les valeurs identiques.]
[Il convient de présenter de préférence les courb?sgl article 0 la CEIl 60747-12-4.]
Paral- Caractéristiques et conditions a S mbole \ Mui\/ Unité Espayé
graphe OU Tcase = 25 °C, Vg et Vrg Scal \\‘ Max. en $ous-
spécifiés, sauf indication contraire grgupe
(pour Vg et Vg, voir notes 1 et 2)
5.1 Tension de claquage Vi) X X \Y A2b
®, = 0, I spécifié
X nA A2b
X HA A2b
X x 3 AIW A2b
X x 3 AIW A2b
X A2b
Vg et R spécifiés
5.5 Réflectance (conditions a I'étude) R, X dB ¥
5.6 Capacité totale, ®, = 0, f, Vg Ciot X pF C2a
spécifiés

Les notes sont a la fin du tableau

(suite)
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5 Electrical and optical characteristics
See clause 8 of this standard for inspection requirements.

[Signs between brackets correspond to characteristics given as "where appropriate” or as
alternatives:

— Those characteristics marked "where appropriate" in this clause and in the inspection
section shall either be omitted or, if specified, shall then be measured.

— For equivalent characteristics given as alternatives, the choice should preferably be left
+ Ll 4+l £ i+l alatadl H i lo aliff + £ +
Op U anuvvv uIic uotT Ul I odallic utiall opTullivaltivull Uy UlTTTTTITIU Tirarurattul ,I’S OI’

countries.]

[Repept only clause numbers used, with text. Any additional value at the

appropriate place without clause number(s).

When| several devices are defined in the same detail specificafion, should

be givien on successive lines, not repeating identical values.

[Curves should preferably be given in clause 10 of IE%GT)%V\
VAN

Sub Characteristics and conditions at Lett \ } / Yalue Unit Tepted
clauge Tamb O Tcase = 25 °C, VR and Vry symbol in_L Max. in supgroup
specified, unless otherwise stat
(for Vr and V, see notes 1) and ﬁ

5.1 Breakdown voltage, S ) X X \Y A2b
®, =0, I specified

5.2.1 Reverse dark curren 1) X nA A2b
®, =0, VR specifie

5.2.1 Reverse dark ¢

T= Tamr
Responsi

S(1) X x 3) AIW A2b

5(2) X x 3 AIW A2b

M X A2b

R X dB \3

5.6 Total capacitance, ®, =0, f, Vg Ciot X pF d2a

specified

The notes are at the end of the table (continued)
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(fin)
Para- Caractéristiques et conditions a Tamb Symbole Valeur Unité Essayé
graphe ou Tcase = 25 °C, Vg et Vrq littéral Min. Max. en sous-
spécifiés, sauf indication contraire groupe
(pour Vg et Vg, voir notes b et 2)
Soit
5.7.1 Temps de commutation a Vg, Ay, AA,
R, spécifiés, flux énergétique
absorbé par impulsion de pointe ®¢,
et flux énergétique résiduel ®,,:
— temps de croissance t X d2a
— temps de décroissance t; X /\(—::\ d2a
ou
5.7.2 Fréguence de coupure en petits fe X z((GHz) 2a
signaux a Vg, Ry, Ap, AA, @
spécifiés \
5.8 Facteur d’excés de bruit: Fe 3 d2a
VR1s Ipos Aps DA, M, fy et Afy spécifiés
5.9 Courant de bruit 3: In /\ X mA d2a
VR, Ap, DA, fy et Afy spécifiés (7
N\ A,

Y V& doit étre identique pour toutes les car

indiiduellement, sauf spécification contrair
2 1|convient que VRq soit d’une valeur faible\afin ipfication soit négligeable, ou éfre la

tens|on a laquelle le dispositif a sa jonction cdmpléteme et a atteint sa vitesse nominale.

3) " . . y . .
Slil'y a lieu (en fonction del/QJpllcatlon).
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(concluded)
Sub- Characteristics and conditions at Letter Value Unit Tested
clause Tamb OF Tcase = 25 °C, Vr and Vr1 symbol Min. Max. in
specified, unless otherwise stated subgroup
(for Vr and V, see notes 1) and 2))
Either
5.7.1 Switching times at specified Vg, Ap,
AN, R, input radiant pulse peak
power ®4,, and offset radiant power
¢92:
— rise time t X d2a
— fall time t X /\(_:x d2a
or
5.7.2 Small signal cut-off frequency at fe X Hz (GHz d2a
specified Vg, Ry, Ap, A, &
5.8 Excess noise factor: Vgy, o, Ap, AN, 2a
M, fy and Afy specified
5.9 Noise current 3): 2a
VR, Ap, DA, fyand Afy specified
D |k shall be the same for all chacteristics; it shall ue of
V(gr), unless otherwise stated.
2 |k, should be a small value at which négligib h the

devige is fully depleted and has achieved its ra
3)

Where appropriate (related to the applic tion)(\

&
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6 Marquage
[Informations effectivement portées sur le dispositif et sur son emballage primaire.]

[Toute information particuliere autre que celle figurant dans la case [6] (article 1) et/ou en 2.5
de la CEI 60747-10 doit étre spécifiée ici.]

7 Rédaction des commandes

[Sauf mdication r\r\nfrnirn les |nfnrmahnhe eln\lanfne sont nnnaeealrae
HIeHEaHO—60HHaH

dispogitif spécifique :

— huméro de type précis ;
— référence IECQ de la spécification particuliere avec numéro 4'éd;ti 'ily a

— foute autre particularité.]
8 Copditions d’essai et exigences de contrble

[Elles| figurent dans les tableaux sujvants oqu ' gcifi et les
conditions particuliéres d'essai a util 3 2 indigations
données dans la CEIl 60747-5. Un «x» da 30 sign|fi ' a indiqlier en
spécifjcation particuliére.]

[Lorsque plusieurs dispositifs acificati iculiere, i nvient
d'indiquer les conditions ét/ou , [ ives, bvitant
autan{ que possible dexépé

[l convient que ) e de ariantes’ d'essai soit laissé ouvert, sauf si des raisons
technigues sérievse échent; i i ictement

équivalents, ils viser 2. Les
variantes ont été es de
mesule en usage\da

[Dans| cej article, me de paragraphes donnés en référence se rapportent a la
spécification~qénéNgue CEl 60747-10. sauf mention contraire, et les méthodes d'essai [citées

sont tlrées de 34 de\[aspétification intermédiaire.]

[Pour|les exigences.d'échantillonnage, se reporter a, ou reproduire les valeurs de 3.7| de la
CEIl 6074712, spécification intermédiaire, en fonction de la catégorie de qualité corjtrolée
appliclable.]

[Pour le groupe A, le choix entre les systéemes NQA et NQT doit étre indiqué dans la
spécification particuliére.]
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6 Marking

[Information actually marked on the device and on the primary pack.]

[Any particular information other than given in box [6] (clause 1) and/or 2.5 of IEC 60747-10,
shall be given here.]

7 Ordering information

erwise

speC|f

CoTrrto—orevTo

ed:

precise type reference;
ECQ reference of detail specification with issue number and/c
category of assessed quality as defined in IEC 60747-12;
any other particulars.]

8 Test conditions and inspection requirements

[Thesg are given in the following tabl to be
used fhall be specified as required fgr a\givg est in
IEC 60747-5. An "X" in the table shows that a*vals iqn.]
[When several devices are included i specification, the relevant condlitions
and/of values should be given on s vhere possible avoiding repetitjon of
identi¢al conditions and/ogva

[The Ethoice between i i preferably be left open, unless very [sound
technical reason b| JtR h tests are not strictly equivalent, they are mgant to
achieye the sam uIt f arexto assess the correct manufacture of a device. Alternatives
are piovided to ta Rt differemt equipments or methods of measurement uged in
various countries.

[In thik clausg! refexen clause numbers is made with respect to the generic specifi¢ation,
IEC 6P747-10, unléss. oi*herh&se/stated and test methods are quoted from 3.4 of the se¢tional
- fv

[For damplingSsequirements, either refer to, or reproduce, values of 3.7 of IEC 60747-12,
sectiopal specmc ¢ according to applicable category of assessed quality.]

[For droup A, the choice between the AQL and LTPD system shall be stated in the|detail

specif

cation.]
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Groupe A®

Contréles lot par lot

Tous les essais sont non destructifs (3.6.6).

Examen Symbole littéral Référence Conditions & Tymp OU Tease = Exigences/
25 °C, Vg et VR1 spécifié, limites d'e contrdle ou
sauf indication contraire d'essai
(voir notes 1) et 2)) Min. Max.
Sous-graupe AQ Comme spécifié
Essais [ESD sur
chaque|plaque
Sous-gfoupe Al Spécification génériqu A
Examen visuel externe 4.2.1.1 X\
Sous-groupe A2a
Dispositifs inopérants®
Sous-groupe A2b =
- Tension de clagquage | V(gg) CEl 60747-5 X
- Couragnt d’obscurité | /g (1) CEI 60747-5 X
inverse| (1)
— Courgnt d’obscurité | Iz (2) X
inverse|(2)
- Sensipilité S X x4
— Factdur de X
multipligation
Sous-groupe A3
— Factdur d’adaptation | R X
— Capafité totale C P, =0, f, Vg spécifiés X
soit: <
- temps de t/eNg Ve, Apy BA, Ry, flux
commutation énergétique absorbé par
impulsion de pointe ®,, et X
flux énergétique résiduel ®,, X
K spécifiés
soit:
Zfréqupnée de N CEI 60747-5 Ve R Ay X, @, spécifiés X
coupurg en its
signau
b Vk doit-etre IeWpour toutes les caractéristiques: il doit étre égal a 0,9 fois la valeur de Vier) M esurée
indiviguellement, sauf indication contraire.
2) |l lconvient gue Ve soit une valeur faible afin-guel'effet de multiplication-soit-négligeal ension a
laquelle le dispositif a sa jonction complétement désertée et a atteint sa vitesse nominale.

3)

4)

5)

Les dispositifs inopérants sont définis comme suit:
— IR tout courant supérieur & 100 fois la valeur spécifiée;
- inversion de polarité;

- fibre ou fils cassés;

- court-circuit: Vg < 0,1 Vimax
- circuit ouvert: VF > 5 Viqax.
Les conditions d’essai sont données a I'article 5 de la présente norme.

S’ily a lieu.

Les limites minimales et maximales applicables en groupe A sont prises comme référence en groupe B et
groupe C sous forme de LIS et LSS (limite inférieure/supérieure de la spécification).
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Group A 5
Lot-by-lot tests

All tests are non destructive (3.6.6)

Examination Letter symbol Reference Conditions at Ty, OF Tease = Inspection or test
25 °C, Vi and Vg1 specified, requirements/limits
unless otherwise stated
(see notes 1) and 2)) Min. Max.
Subgroup A0
ESD tept for each As specified
wafer =N
Subgroup Al Generic specificatio
Externgl visual 4.21.1
inspectjon
Subgroup A2a
Non-opgrative
deviced?
Subgroup A2b
— Brealkdown voltage Vier) IEC 60747-5 X
- Revefse dark Ir (1) X
current|(1)
— Revefse dark IR (2) X
current|(2)
- Resppnsivity S X x 4)
— Multiplication factor | M VRY'Y, @, Ay, DA, X
N r and R, specified
Subgroup A3
— Retunn loss <} X
ideration
— Total|capacitance n IECY60747-5 &, =0, f, Vg specified X
Either:
— switching tim - ald N\ IEC 60747-5 VR, Ap, BA, Ry, input radiant
pulse peak power ®g; and X
offset radiant power @,
specified X
or:
— small| signaleut-off f, IEC 60747-5 Vk: R, Ay, BN, @, specified X
frequency
1 Ve shall be the same for all characteristics: it shall be equal ta 0.9 of the individually measured value df V(BR),

unless otherwise stated.

2 VR1 should be a small value at which negligible carrier multiplication takes place or the voltage when the
device is fully depleted and has achieved its rated speed.

3)  Non-operatives are defined as follows:
— Ir any current higher than 100 times the specified value;
— wrong polarity;
— broken leads or broken fibre;
— short circuit: VF < 0,1 VFmax;
— open circuit: VF > 5 Vrmax.

The test conditions are given in clause 5 of this standard.
4 Where appropriate.

5 The relevant minimum and maximum limits of group A are referred to later on in groups B and C as LSL
and USL (lower/upper specification limit).
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Groupe B

Contréles lot par lot

LIS = Limite inférieure de la spécification

LSS = Limite supérieure de la spécification

O

U Groupe A
0

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6).

60747-12-6 © CEI:1997

Examen oll essai Référence Conditions a T s o1 T, =28 °C Exigences/limites
sauf indication contraire du conirole
\& Min. | Max.
Sous-groupe Bla
) ) e L (VoI artivlg 1,
Dimendions Spécification générique ca )
4.2.2/annexe B
Sous-gfoupe B1lb \
Dimendions relatives au Comme spécifié
systemp optique
Sous-groupe B3 (D)
Pliage @les fils, y compris CEIl 60749, Force =AVQINC 729, Pas de détérioratipn
de la filbre amorce s'ily a lieu art. 1 r. A
Sous-groupe B4 (D) \/
Soudalilité, s'il y a lieu CEI 60749 hComine spécifie Bon mouillage
ch. I, par. 2.](_
Sous-groupe B5 (D) \ : \/
Changgment rapide de CENG(749, Co spécifié
température suivi par h. IINart. 1
soit: Comme spécifié
- essailcyclique de aur
humidelavec mesure ales®
rR(1 u LSS
S U Comme en A2b LIS
Ik (2) D U LSS
soit:
- étandhéité CEL60749, Comme spécifie
(boftier ét@ Ieh'{e{t) ch. lll, art. 7
Sous-groupe \
Endurapce électriqu 168 h, fonctionnement électrique
a Tamb, max OU Tcase, max,
e = 0 et Ir spécifié
avec mgsures finales:
- r(1) = 1,2 LSS
- s o Comme en A2b 0,8 LIS ou 2 VID?
Sous-groupe ESD (D)
avec mesure finale: Comme spécifié
- IR
10 vID?
Sous-groupe RCLA Informations par attributs pour B3,
e B4, B5 et B8
Rapports certifiés de lots
acceptés

1)
2)

S’ily a lieu.

«VID» indique la valeur individuelle de chaque échantillon contrélé.
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Group B

Lot-by-lot tests

O

U Group

imit O

A

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6).

Examination or test Reference Conditions at T or T =28 °C Inspection
unless otherwise stated /—wirementsllimits
\& Min. | Max.
Subgroyup Bla
. . (see clausg|1,
Dimengions Generic specification b )
4.2.2/annex B /\
Subgroup B1b N
Optically related dimensions As specified \
Subgropp B3 (D) \N/
Lead be¢nding, including fibre IEC 60749, Force = (see IEG, 60749 \cRapter No damage
pigtail if applicable clause f, s d 1/2\)\
Subgroup B4 (D) h U
Soldergbility, if applicable IEC 60749 As spetified Good wetting
chapter I, J(-\
subclause 2. ~
Subgroup B5 (D) Q
Rapid dhange of temperature IEC0749, s specifi
followef by apter ll);
either: ified
- damp| heat, cyclic & inal S speciie
measutlements: USL
R(1 g Lot USL
s OAs for A2b
R@)D O
or:
— sealig IEC"60749, As specified
(hermetic packa nw\/ chapter IlI,
clause 7
Subgroup B8 \>
Electridal endurance 168 h, electrical operation
at Tamb =Tamb, max,
e = 0 and /e specified
with final measurements: .
- R(1 1,2 USL
R ( ) 0 As for A2b or 2 |VD2)
- S . 0,8 LSL
Subgroup ESD (D)
with final measurement: As specified
_ IR
10 IvD?
Subgroup CRRL Attributes information for B3, B4,
. B5 and B8
Certified records of released
lots

1)
2)

Where appropriate.

“IVD” means the individual value of each tested sample.
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Groupe C

Contr6les périodiques

O

U Groupe A
O

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6).
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Examen ol essai

Référence

Conditions 3 T 0ou T,

=25°C

Exigences/limites

sauf indication contraire
(voir les spécifications génériques

a l'article 4)

A

du canfréle

e N

Max.

Sous-g|

Dimeng

oupe C1

ions

Spécification générique
4.2.2/annexe B

%

Voir afticle 1,
casgq [6])

Sous-g|

Caractd
optique]

- Coeffi
- Tensi
- Factg
- Factg
soit
temps
temps
temps
ou:
fréquen

- Capa

roupe C2a

ristiques électriques et
S

cient multiplicateur (M)
on de claguage (V(gg))
ur d’excés de bruit (Fg)

ur d’adaptation (Ry)

e croissance (f)

e décroissance (f)

e retard (td(ff))

ce de coupureAf,

CEI 60747-5

%0

Comme en A3

Vi (voir notes 1) et 2) et fréquence

spécifiés

Sous-g|
Solidit4
- plia
essai d
- plia
essai d

Cité totaN
N

pe du fil éle
e traction

pedde,1a fibre 3),
p traction

CEI 60749,
ch. Il, art. 1

Comme spécifié

comme spécifié

avec m

-S

esure finale:

LIS

Sous-groupe C4 (D)

Résistance a la chaleur de
soudage

avec mesures finales:
— examen visuel
-IrR(1)

-S

- IR (2) 4)

CEI 60749,
ch. ll, par. 2.2

Comme spécifié

Comme spécifié

0
0 Comme en A2b
0

Pas de détérioration ou

LIS

LSS

LSS

Les notes sont a la fin du tableau

(suite)
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Group C

Periodic tests

O

o Group A

O

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6).

Examinationortest | Reference Conditions at Toqp-0or T, =25°C Inspection
unless otherwise stated requirements/limits
(see the generic specification clause 4( \M{] | Max.
Subgrup C1
Dimenpgions Generic specification See>clause 1,
4.2.2/appendix B ox [6])
Subgrup C2a
Electrifal and optical IEC 60747-5
charagteristics
— Multjplication factor (M) As for A2b
— Breakdown voltage (V(gRr))
— Excgss noise factor (Fg) X
— Return loss (R))
Either:
rise time (t,) X
fall timle (t;) \(\ X
A X
delay fime (td(on)r td(Off))
or:
cut-off|frequency (fQ or A3 X
— Tota| capacitance (Gl VR (see notes 1) and 2)) and frequency «
specified
Subgrpup C3 (D) \c>
Robusfne IEC/60749, As specified No damage or|as specified
) chapter I,
— electrica clause 1
test
— fibre|bending-2);
pull tegt
with fipaNmeasurements:
_s LSL
Subgroup C4 (D)
Resistance to soldering heat IEC 60749, As specified
chapter I,
with final measurements: subclause 2.2
— visual inspection As specified
- r(1) 0 usL
-S 0 As for A2b LSL
-R(@2)Y O usL

The notes are at the end of the table

(continued)
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